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Urzadzenie do pomiaru wielkosci sit stycznych
i odksztatceri elementéw rzezby bieznika opony

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do pomiaru wielkosci sit stycznych iodksztatceri elementéw
rzezby bieznika opony. '

Na powierzchni przylegania z podtoZzem obcigZzonej opony powstaja sity dziatajagce w ptaszczyznie
przylegania, tzw. sity styczne, oddziatywujace na poszczegdlne elementy bieznika. Sity te sg skierowane ku
$rodkowi powierzchni przylegania i tworza uktad sit wewnetrznych, ktérych wypadkowa wynosi zero. Sity te
nie obciaZaja wiec utoZyskowanej osi toczacej sie opony. Obcigzajg natomiast poszczegdlne elementy bieZnika

. powodujac ich odksztatcenia i przemieszczania, wystepujace na catej ptaszczyznie przylegania opony do
podtoza. Kierunek dziatania sit stycznych i ich wielkosci sq gtéwna przyczyna $cierania si¢ powierzchni bieznika
oraz zwiekszonego oporu toczenia nawet w warunkach prawidtowej eksploatacji opony. Znajomos¢ sit
stycznych wystepujacych na catej ptaszczyznie przylegania opony do podtoza stanowi niezbedna informacje dla
konstruktoréw opon. Wyznaczenie wielkosci sit stycznych i kierunkéw ich dziatania nalezy do jednej z podsta-
wowych metod badawczych opon.

Dotychczas stosowane urZzadzenia do badania sit stycznych opony byty bardzo prymitywne. Zazwyczaj
byty to szklane ptyty, po ktérych przetaczano promieniowo obcigzong oponeg, obserwujac przez szkio
odksztatcenia elementéw bieznika. Po wielkosci zaobserwowanych optycznie odksztatceri oceniano w przybliZe-
niu wielkosci i kierunki dziatania sit stycznych.

Inne urzadzenie byto wyposazone w pomiarowy uktad sktadajacy sie z poziomej dZzwigni z dynamome-
trycznymi miernikami do pomiaru sit stycznych iodksztatceri elementéw bieznika obcigzonej promieniowo
opony. Urzadzenia tego rodzaju pozwalaty na dokonywanie pomiaru jedynie jednej sktadowej o wyznaczonym
kierunku dziatania. Te dane byty niewystarczajace, by doktadnie i w szczegétowy sposéb okresli¢ rozktad sit
stycznych dziatajacych na obciaZzong promieniowo, toczacq sie¢ opone. Pomiary te byty bardzo mato doktadne,

" poniewaz dzwigniowy uktad pomiarowy byt dodatkowo obcigzony sitami bezwtadnosciowymi uktadu pomiaro-
wego.
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Celem wynalazku jest urzadzenie do przepréwadzania bezbtednego i doktadnego badania wielkosci sit
stycznych obciaZonej i toczatej si¢ opany. Cel ten osiggnieto w ten sposéb, Ze do potgczonego ze Zrédiem °
napedu suportu osadzonego na prowadnicach wbudowanych w obudowe, jest przegubowo zamocowana ptyta.
W ptycie tej jest przesuwnie zamocowany suwak z mo2liwoscia ustawienia go-w 2gdanym miejscu w stosunku do
badanej opony. W:suwaku jest zamocowany zesp6+ czujnikdw potaczonych z miernikami i rejestratorami.

Urzadzenie wedtug wynatazku pozwala na dokonywanie jednoczesnych pomiaréw sit stycznych i odksztat-
cert elementdw bieinika w warunkach faboratoryjno-badawczych zblionych do. normalriej pracy bie2nika
w warunkach jego eksploatacji drogowej, wczasie ktérej wystgpuja zmienne katy pochylenia i znoszenia,
a w zwigzku z tym r62ne sity styczne i odksztatcenia element6w bie2nika eksploatowanej opony.

Przedmiot wynalazku pokazano w przyktadzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia
schemat urzadzenia do badania wuelkoécu sit stycznych obciganej opony w widoku z boku, fig. 2 — schemat
urzadzenia w widoku z gory.

W obcigzajacym uktadzie jest uto2yskowana o$ 1 z regulowanym momentem ha‘mulacvm badanej opony 2.
Obcig2ajacy uktad dziatajacy z sita promieniowa P, posiada mo2liwosé regulacji docisku opony 2 do podto?a,
oraz motliwosci skretéw opony pod katem znoszenia. W przedniej czeéci urzadzenia sq w obudowie 3
wbudowane prowadnice 4, na ktérych jest osadzony suport 5, do ktérego jest przegubowo zamocowana ptyta 8.
Suport 5 jest potaczony ze Zrédtem napedu. W ptycie 6 jest przesuwnie osadzony poprzeczny suwak 7
z motliwoscia ustawiania go w Zadanym miejscu w stosunku do badanej opony 2. W suwaku 7 jest zamocowany

zesp6t czujnikow 8 do pomiaru sit statycznych, odksztatcen bieznika oraz sit prostopadtych do powierzchni styku
opony z podtoZem. Czujniki 8 sq potaczone z miernikami do pomiaréw sit i odksztatcen oraz z ich rejestratora-
mii. . .

Przed przystgpieniem do badania opony, poprzeczny suwak 7 wraz z zespotem czuin’ikéw 8 ustawia si@
w miejscu zapewniajacym przeprowadzenie pomiaréw dla wybranego miejsca na powierzchni przylegania opony.
Po obciagZeniu opony 2 wymagang badaniem pomiarowa sitaq P i ustawieniu hamujacego momentu na ¥adang
wielko$¢, nastawia si@ za pomoca obciaZajacego uktadu kat znoszenia; a ptyte 6 ustawia sie pod 2adanym katem
pochylenia w stosunku do opony 2. Po potaczeniu czujnikéw 8 z miernikami i rejestratorami, taczy sig¢ suport b
ze_ 2rédtem napedu, co powoduje dokonywanie przesuwéw suportu & wraz z piytg 6, w wyniku czego
rozpoczyna sie przetaczanie opony 2 po ptycie 6. Na skutek oddziatywania elementéw bieZnika opony 2 na
zesp6t czujnikéw 8, nastepuje pomiar wystepulacych sit stycznych i prostopad’rych oraz odksztatcer elementéw
bieznika badanej opony 2.

Zmieniajac odpowiednio potoZenie suwaka 7 w stosunku do opony 2, uzysku;e sie moZliwo$é dokonania
pomiar6w w catym obszarze powierzchni przylegania bie2nika opony 2 do ptyty 6. Istnieje réwnie mo2liwo$é
dokonywania pomiaréw przy nastawionym na Zadang wielko$¢ kacie znoszenia i pochylenia oraz przy Zgdanym
w programie badari momencie hamujagcym. Osiaga si¢ to przez skret osi 1 przez pochylenie ptyty 6 przez
wtasciwe nastawienie hamujacego momentu osi 1.

Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie do pomiaru wielkosci sit stycznych i odksztatceri elementéw rzeZzby bietnika opony, posiadaja-
ce obciaZajacy uktad dziatajacy z promieniowa sitg o mo2liwoéci docisku badanej opony do podto%a oraz
mozliwoéci skretdw opony pod katem znoszenia, znamienne tym, 2e do potaczonego ze Zréditem
napedu suportu (5) osadzonego na prowadnicach (4) wbudowanych w obudowe (3), jest przegubowo zamocowa-
na ptyta (6), w ktérej jest przesuwnie osadzony poprzeczny suwak (7) ustawiony w Zadanym miejscu w stosunku
do opony (2), w ktérym jest zamocowany zespét czujnikéy (8) potaczonych z miernikami i rejestratorami.
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Fig 1:

Fig2




	PL98172B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


